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摘要(译)

本发明涉及一种用于通过光学相干断层摄影术检测对象的OCT检查装
置，其包括：OCT辐射源，其发射OCT辐射； OCT束路径，其包括来自
OCT辐射源的OCT辐射的OCT输出方向。 壳体，接收OCT辐射源的壳
体，形成在壳体中的来自OCT辐射源的OCT辐射的出口，通过出口的辐
射的OCT出口方向，连接到OCT的控制单元 用于发出信号的辐射源，以
便在检测周期内检测彼此间隔开的多个测量轮廓，并控制用于在检测周
期内发射OCT辐射的OCT辐射源，并保持OCT输出方向和 在检测时间段
期间，OCT发射方向在其角度对准中相对于彼此恒定。
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